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B coBpeMeHHBIX KOHCTPYKIUSAX CTATOPOB THIPOTE€HEPATOPOB NPUMEHSETCS COETMHEHUE
MEJHBIX TOKOBEAYIIMX CTEPKHEH € MCHOJIb30BAaHUEM COEIUHUTEIBHBIX IUIAHOK. B Takux
COCIMHEHUSX HEOOX0UMO KOHTPOJIMPOBATH KAUECTBO MANKHK 3TUX IJIAHOK (OOKOBBIX CTEHOK) C
BBIBOJHBIMH KOHIIAMH TOKOBEIyIIUX cTepkHel. B pabdore [1] moka3ana BO3MOXHOCTh KOHTPOJIS
MPOMAassHHOCTU TaKUX COEIUWHEHUI C HCIOIb30BaHHUEM TPAaHC(HOPMATOPHOIO BUXPETOKOBOIO
npeoOpaszoBarensi ¢ NPSAMOYTOJIbHBIMH BbIpe3amMu B Tmoitocax [I-oOpa3zHoro cepaeyHuka.
Memaromumu (pakTopaMu IpU TaKOM KOHTPOJIE SIBISIOTCS: M3MEHEHHE B Mpenenax JOoMmycKa
FEOMETPUUYECKUX Pa3MEpPOB KOHTPOJUPYEMBIX COCIUHEHUN, BO3MOXHAas Bapualus HUX
3JICKTPOCONIPOTUBIICHUS U BIUSHUE COCEAHUX coequHeHni. B paborax [2, 3] moka3zaHbl CriOCOObI
OTCTPOHKH OT TepBBIX ABYX (akTopoB. llempto nmaHHON pabOTHl sBISIETCS pa3paboTka
3¢ (eKTUBHOTO crIoco0a CHUKCHUSI BIUSHUS COCEIHUX AETaleii Ha pe3ylbTaThl BUXPETOKOBOTO
KOHTPOJIsI KayecTB TMalku OOKOBBIX CTEHOK TOKOBEAYIIUX COCIUHEHHA CTaTOpOB
TUAPOrE€HEPATOPOB.

Jns  ompeneneHuss BO3MOXXHOCTH OTCTPOMKH OT BIIUSIHUS COCEIHUX COEOUHEHHI
UCIIONB30BAINCHh J1Ba oOpasma: xomyT (23,44%x50,65%40,0 MM) ¢ METHOW BCTaBKOW,
UMHUTHPYIOUINIA HYJEBYIO NPOMAasSHHOCTh OOKOBOM CTEHKH; CIUIOLIHOM MeAHbIH o0pasern
(23,57%x50,79%x40,0 MM), UMUTHPYIOIIMH CTONPOIICHTHYIO MPOIMAsSHHOCTh. VI3MepeHus
MIPOBOJIUIIUCH ¢ TIPUMEHEHUEM TpaHC(HOPMATOPHOTO BUXpETOKOBOro mpeoodpazosatens (BTII)
OPUTMHAILHON KOHCTPYKIMK [1], B mpsMoyroibHble BbIpe3bl I[I-o0pazHOro cepaeyHUKa
KOTOPOTO MOMEPEMEHHO TTOMEIIAINCh 00pa3iibl. I3MepeHus MpoBOAMIMCE Ha IBYX YacToTax: 60
nu 1460 T'u. CorsacHo HOPMAaTHBHOW JOKYMEHTAllMM HOMHUHAIBHOE PACCTOSIHUE MEXIY
COCETHUMH COEIUHEHUSIMU COCTaBisAeT 37,6 MM M MOXKET BapbHpPOBAaThCA B Mpelesax 3 MM.
Cocennue aetanu pa3Melaid Ha paccTosiHUM OT 32,6 1o 42,6 mm ¢ n1Byx ctopoH oT BTII. Jlns
YMEHBIIEHUs BIIMSAHUS COCENHUX JeTajedl Ha pe3yibrarbl KoHTposias BTII skpanupoBaics c
BHEIITHUX CTOPOH C TMOMOIIBI0 JABYXCIOHHOTO JKpaHa W3 OTOXOKCHHOH TpaHcPopMaTOpHOH
CTaJIH.

[Tpu n3mepenun Ha f= 60 ['1; 6e3 sxpana pazHocTh MokazaHuit AU,y TP U3MEPEHUH Ha
3THX 00pa3uax (B OTCYTCTBUH cocenHuX aeraineil) cocraBmia AUysy = 176 MB. Ilpu nomemenuun

coceqHux Aeraneil ¢ aByx cropoH oT BTII Ha paccTosauu 37,6 MM noka3aHus IpU U3MEPEHUU



Ha 00oux oOpasmax ymeHbmanmuch Ha 49 MB. Anamormuno npu m3mepenuu Ha f = 1460 I'n
AUy = 84 MB, a cocegnue neranu ymenbinanu nokaszanust BTII na 239 MB. Ycranosneno, uto
C TOMOIIBIO ONTUMM3ALMU Pa3MEpPOB 3KpaHa, €ro TOJIIMHBI U KOJUYECTBA CJIOEB, a TaK¥kKe
paccTOsiHUA MEXIY HHMH YAAIOoCh JOOUTHCS TOJHOW OTCTPONMKHM OT BIUSHUS COCEIHUX
COEMHEHUI Ha PE3YyJIbTAThl KOHTPOJISA Ka4eCTBA MAKH.

Takum o00pa3oMm, yHoanoch JOOUTHCS TOMHOW OTCTPONKHA OT BIUSHHUS COCETHUX
COCIMHECHUN Ha pe3yibTaTbl KOHTPOJSA KadecTBa Nauku. lIpy 3TOM 4yBCTBUTEIBHOCTH
m3mepurenbHor cucrembl BTII ymenpmmnace Ha 27 %, 4TO He SBISETCS KPUTUYECKHUM
dbakTOpOoM TMpH TPOBEICHUM KOHTPOJsA, a rabaputHele pa3zmepsl BTII mpaktuuecku He
WU3MEHUJINCH.

Paboma svinonnena 6 pamxax eocyoapcmeennozo saoanus Munobpuayxu P® ona UOM

VpO PAH.
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